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SEM Numune Hazirhk EGE MATAL

Elektron Mikroskobi Hizmet Birimimiz biinyesindeki SEM numune hazirlama laboratuvarlarimizda bulunan
Leica EM CPD300 Kritik Nokta Kurutma Cihazi ile biyolojik numuneler basta olmak iizere aerojel ve
hidrojel gibi polimerik ve ¢esitli malzemelerin kurutularak SEM goériintiilemelerinin  yapilmasi
saglanmaktadir. Ayrica, SEM goriintiilemesi istenen iletken olmayan numunelerin Leica EM ACE600

kaplama cihazimiz ile istenilen kaplama kalinliginda altin/ paladyum (Au/Pd) ile kaplanabilmektedir.

Kritik Nokta Kurutucu Leica EM CPD300

Biyolojik orneklerdeki SEM  kullaniminda,

Leica EM CPD300 . . .
incelenecek olan numunenin dehidrasyonu,
cihazin vakum o6zelligine uygun olmasi ve
numune  yiizeyinden  verimli  gOriintl
almabilmesi adina ¢ok onemlidir. Biyolojik

"—__' a EJ:: numunelerin oda kosullarinda veya
: .-_i.: evaporasyon  ile  kurutulmast  numune
morfolojisine zarar vermektedir. Bu sebeple,

O kritik nokta kurutmasi numune morfolojisinin

korunmasi adima SEM  goriintiilemede

Seica basvurulan 6rnek hazirlama metodudur.

Leica EM CPD300 marka Automated Critical
- Point Dryer (Otomatik Nokta Kritik Kurutucu)

bulunmaktadir. Ince gézenekli (0.5 mm) kiiciik
numune tutucu ve bunlarin igine yerlesebilecegi biiylik bir ince gozenekli numune tutucu mevcuttur.
Otomatik kritik nokta kurutucu, biyolojik 6rneklerdeki suyun, basing altinda sivi CO3 ile yer degistirmesi
prensibine bagli olarak ¢aligir. Bu siirecte etanol ya da aseton gibi bir ara degisim sivisinin destegi kullanilir.
Daha sonra sivi CO; gaz fazma gegirilerek numunenin kurutulmasi tamamlanms olur. On hazirhig
(fiksasyon) yapilmis olarak getirilen numuneler, 6rnegin yapisina ve boyutuna gore degisiklik gosterecek
sekilde onceden belirlenmis olan uygun protokol (hiz, sicaklik, dongii sayisi, vb.) takip edilerek otomatik

kritik nokta kurutucu ile goriintiilemeye hazir hale getirilirler.



SEM Analizi icin Akis Semasi: Sabitleme Kurutma Kritik Nokta Kurutma Kaplama SEM Analizi

Kritik Nokta Kurutma Kaplama SEM Analizi
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Sabitleme: Mekanik ve termal kararlilig1 arttirmak i¢in proteinleri ¢apraz baglar.
Kurutma: Degisen sivinin artan konsantrasyonu, numunedeki suyun yerine geger.

CPD: Degisen sivinin numunedeki sivi CO2 (temizleme) ile yer degistirmesi ve ardindan kritik nokta

kurutmasi.
Kaplama: SEM analizi i¢in 6rnek iletken hale getirilir.

Cihaz Marka/Modeli : Leica EM CPD300

Kaplama Cihazi Leica EM ACE600

Kaplama cihazi, argon gaz1 ve kiigiik bir elektrik alani
\ kullanir. Numune vakumda olan kii¢iik bir odaya
f yerlestirilir. Argon gazi atomlar1 pozitif yiiklii olmasi
icin yani iyon haline getirmek i¢in bir elektriksel alan
yardimiyla bir elektronun argon atomlarndan
uzaklagtirilmasi saglanir. Ardindan iyonlar negatif yiiklii
bir altin-paladyum folyo pargasina g¢ekilir. Ar iyonlart,
bir kumlama makinesinden ¢ikan kum tanesi gibi hareket

eder ve folyo yiizeyinden altin atomlarini vururlar. Bu

§§ altin atomlar1 numune yiizeyine yerlesir ve bir altin

S§ kaplama olusturur. %80 Au ve %20 Pd igeren hedef

= Sue b plaka ile 5 nm - 15 nm kalinhiginda yiizey kaplama
e fase islemi yapilmaktadir.

Cihaz Marka/Modeli : Leica EM ACEG00



